Gilių lygmenų kompensavimo laipsnio nustatymo puslaidininkiuose būdas, kuriame tiriamasis objektas optiškai kaupinamas dviem lazerinės spinduliuotės koherentiškais pluošteliais priemaišinės krūvininkų generacijos sąlygomis, kurie suformuoja dinaminę difrakcinę gardelę,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naujai įveda trečiąjį optinį kanalą su zondo pluošteliu, matuoja zondo pluoštelio difrakcijos efektyvumo kinetiką nuo atspindžio gardelės, išskiria difrakcijos signalus nuo sugerties koeficiento moduliacijos perelektrintuose giliuose centruose ir nuo dvifotonės sugerties gardelės, išmatuoja šių gardelių difrakcinius efektyvumus ir iš jų santykio nustato kristalo gilių lygmenų kompensavimo laipsnį.
